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Slovni vyjadreni, komentare a pfipominky oponenta:

Piedlozena bakalaiska prace se zabyva moznostmi opravy poskozenych hrotl pro mikroskopii
atomarnich sil (AFM) v fadkovacim elektronovém mikroskopu (SEM), ktery je vybaven
fokusovanym iontovym svazkem (FIB) a soustavou plynnych prekurzori (GIS) umoziujicimi
cilené obrabéni (odpraSovani/depozici) materialti na submikronové skale.



Prace je prehledné roz¢lenéna do Sesti kapitol, je napsana srozumitelné a az na minimum pieklept
neobsahuje vécné ani tiskové chyby. Celkové ma prace vynikajici formalni i odbornou troven.
V uvodu autorka struéné a jasn¢ seznamuje s tematikou a hlavnimi cili prace. Nasledujici tii
kapitoly jsou vénovany piedstaveni pouzitych experimentalnich metod. Popis metod je velmi
dobie propracovany a svédéi o vyborném piehledu autorky v daném oboru. Ve ¢étvrté kapitole je
prehledné popsano experimentalni uspofadani spolu s méficimi parametry jednotlivych
experimentalnich zatizeni. V paté kapitole jsou prezentovany originalni vysledky prace. Autorka
predstavuje rtuzné piistupy k opravé ponicenych hroti AFM. Cilem je rekonstruovat hrot
S polomérem kiivosti na urovni puvodniho komer¢niho hrotu. Jako nastroje pro Gpravu hrotd
autorka testuje ionty nebo elektrony asistovanou depozici a iontové brouseni, pti¢emz sleduje vliv
parametrti jako energie iontového svazku, Sitka apertury, ,,dwell time®“, geometrie vzorového
obrazce pro depozici a druh obrabéného materialu. Vliv nékterych parametri (velikost apertury,
energie iontd) je v textu popisovan pieruSované napfi¢ vEétsi Casti kapitoly a text misty mirn¢ ztraci
na piehlednosti. Obdobné plisobi obcasna rozsahlejsi diskuze parametra (dwell time) nebo
pracovnich postupt, které ve vysledku nevedou k Gispésné upravé hrotu nebo na ni nemaji vliv. Na
zavér kapitoly by se pro ctendfe hodilo shrnout vliv zkoumanych parametri a uZzitecnost
jednotlivych pracovnich postupti (popfipadé mirné rozsifit text v zavéru celé prace). V Sesté
kapitole jsou prezentovany vysledky testovani rekonstruovanych hrotd v AFM. Autorce se
podatilo pripravit hrot z kiemiku, ktery se zobrazenim povrchu blizi komeréné pouzivanym
hrotlim, a uspésn¢ tak splnila hlavni cil prace.

Autorka v predlozené praci prokazala zvladnuti pokrocilych experimentalnich technik a schopnost
interpretace a prezentace namétfenych vysledkti na vyborné formalni trovni. Prezentované
vysledky ukazuji na velkou miru zapojeni fesitelky do vyzkumné prace na skolicim pracovisti a
mimo jiné také svéd¢i o schopnosti autorky provadét systematickou vyzkumnou praci. Praci
celkové hodnotim jako vybornou a doporucuji ji uznat jako bakalarskou.

Piipadné otazky pii obhajobé a naméty do diskuze:

Jaky nejmensi objekt 1ze deponovat pomoci elektronové depozice? Bylo by mozné kombinovat
elektronovou depozici s brousenim pomoci FIB a dodate¢né deponovat na vrchol platinového
hrotu (napt. D1H3, str. 41) drobny objekt, ktery by mohl zprostfedkovat zobrazeni povrchu

S lepsim rozliSenim?

Jaké faktory mohou ovliviiovat mezni minimalni §itku brousenych Pt/W hroti (Tab 5.4 a 5.6),
muze byt problémem pfili§ vysoka energie iontli nebo proudova hustota? Je mozné snizit energii
iontd pouzitych k brouseni hrotti (napf. na zminované minimum 5keV)? Daly by se
,hizkoenergetické* ionty i ptes horsi fokusaci vyuzit k méné destruktivnimu brouseni hrotu
prostiednictvim vhodné zvoleného nastaveni geometrie v procesu ,,polishing circle“?

Praci
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uznat jako bakalatskou.

Navrhuji hodnoceni stupném:
M vyborné [ velmi dobfe [ dobie U neprospéla
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